Priloha €. 1 - Technicka specifikace :

Soubor pfistroju pro korelativni elektronovou a fluorescenéni mikroskopii.

Popis:

Soubor pfistrojd pro korelativni elektronovou a fluorescenéni mikroskopii bude umoZfiovat pfipravu
ultratenkych fez(i a zobrazovani biologickych a jinych prepardtd pomoci transmisni elektronové mikroskopie a
fluorescencni mikroskopie. Softwarové vybaveni a pfisluSenstvi k pfistrojim musi byt navrieno tak aby bylo

mozné korelovat obrazy z obou technik pomoci softwaru elektronového mikroskopu.

Minimalni (absolutni) technické poZadavky

1. Transmisni elektronovy mikroskop (TEM):
Pol. Pozadovana funkce ¢i parametr Oddvodnéni Nabidka
1.1. Transmisni elektronovy mikroskop s rozsahem Pro maximalni Ano, Hitachi HT7800

urychlovaciho napéti alespon 20kV — 120kV
s krokem minimdiné 0,1 kV.

variabilitu zobrazeni
citlivych i klasickych
vzorkd.

svazku (tzv. ,,Beam Blanker”), ktera zabrani

Zivotnosti

1.2 Minimalni ¢arové rozliSeni 0,20nm pfi Pro pfesnou Ano

urychlovacim napéti 100kV. identifikaci nanocastic
v materidlu vzorku.

1.3. Mikroskop musi umoZfiiovat pozorovani v rezimu Pro spolehlivé Ano
vysokého kontrastu (HC) anebo vysokého rozliseni | zobrazovani
(HR) pomoci pouhé zmény rezimu v ovladacim nekontrastovanych
software, bez nutnosti jakychkoliv mechanickych vzorkd.
zdsah( obsluhy na pfistroji. Hardwarové pak
elektronopticky systém mikroskopu musi
obsahovat objektivovou ¢ocku s automaticky
nastavitelnou ohniskovou vzdalenosti.

14. Mikroskop musi umoznovat automatické Pro zajisténi zakladni Ano
odklonéni zdroje elektronud (pneumatické nebo uzivatelské udrzby a
elektronické) pro jeho udrzbu a vyménu. vymeény zdroje

elektron(
s minimalnimi naklady
(bez zasahu servisu).

1.5. Mikroskop musi umoziiovat pouziti wolframového | Pro dosazeni odliSnych | Ano
nebo LaBs zdroje elektront s jeho uzivatelskou optimalizovanych
vyménou. podminek buzeni

vzorku podle jeho
charakteru,
s minimalnimi naklady
(bez zasahu servisu).
1.6. Rozsah pfimého zvétSeni alespor 50x — 600 000x . | Pro zajisténi Ano
minimalniho
dostatecného rozsahu
A ) pro vSechny uvazované

' typy vzorkd.

1.7. Mikroskop musi obsahovat ventil pro oddéleni Pro zabranéni Ano
elektronového déla od tubusu mikroskopu pro kontaminace komory
zachovdni vakua v komore pfi manipulaci se béhem manipulace se
zdrojem. zdrojem.

1.8. Mikroskop musi obsahovat clonu elektronového Pro zajisténi delsi Ano




pruchodu elektront bez nutnosti vypnuti jejich
zdroje.

elektronového zdroje a
nizsi provozni naklady.

1.9. Mikroskop musi mit vestavénou samostatnou Pro pfenos obrazu Ano
prehledovou CMOS kameru navic k hlavni kamefe, | primarniho ndhledu na
pIné integrovanou hardwarové a softwaroveé do monitor bez rizika
TEM. Pfehledova kamera musi byt schopna osobniho faktoru
zobrazit vzorek ve viech pracovnich rezimech obsluhy a ddle musi
TEM, pfi vSech hodnotach zvétseni a vSech byt umoznéno
hodnotach urychlovaciho napéti. Software primarni piné
ovladajici tuto kameru musi zajistit tyto plné automatizované
automatické funkce: navigaci na obraze, nahled na | nastaveni mikroskopu
celou plochu standardni TEM sitky (prdmér 3 mm), | a maximalni
centrovani svazku primarnich elektron(, reprodukovatelnost
automatické zaostreni, korekci astigmatismu a podminek pozorovani.
nastaveni osvétlovacich a zobrazovacich ¢ocek a to
jiz pfi zapinani mikroskopu z Uplného vypnuti.
Software dale musi umoznit nastaveni hodnoty
obrazového zisku a expozi¢ni doby prehledové
kamery a zaznam obrazu vzorku bez nutnosti
pouzit hlavni kameru TEM.
1.10. | Mikroskop musi umoznovat sefizeni elektronové Pro zajisténi moznosti | Ano
optiky za denniho osvétleni. provozu bez nutnosti
prace v zatemnéné
mistnosti.
1.11. | Hlavni kamera se spodni montazi musi mit Pro zajiSténi obrazu Ano, AMT XR16,
rozliseni minimalné 16 Mpix. vzorku s dostatecnym 16MPix
minimalnim rozliSenim.
1.12. | Minimalni pocet kamer jsou 2ks: hlavni a Pro ¢asovou Ano
prehledova kamera (nelze slucovat) optimalizaci provozu
mikroskopu je nutné
oddélit dominantni
funkce kamer:
primarni sefizovani
mikroskopu a praci
s findlnim obrazem.
Sefizovani mikroskopu
pomoci hlavni kamery
neni zadouci.
1.13. | Hlavni kamera musi umoZnovat skladani obrazu, Pro vytvareni Ano
minimalné v matici 4 x 4. panoramatickych
snimk vétsich vzorkd
s vysokym rozliSenim.
1.14. | Mikroskop musi umoziovat praci v rezimu Pro préci s velice Ano
Setrného osvitu vzorku (tzv. ,Low Dose*). citlivymi vzorky.
1.15. | Mikroskop musi mit pfesny eucentricky Pro presné polohovani | Ano
goniometricky stolek se stranovym vkladanim vzorku.
vzorku, umoziujici minimalné motoricky posuv
vose XaY (+/- 1 mm podle obou os) a dale
motoricky naklon a rotaci vzorku. Posun v ose
Z musi byt minimaIné +/- 0,3 mm.
1.16. | Soucasti doddvky musi byt drzak jednoho vzorku Pro moznost 3D Ano
umoznujici ndklon minimalné +70° a -70°. tomografie vzorku a
identifikaci nanocastic
v jeho objemu.
1.17. | Soucasti dodavky musi byt drzak tfi vzorkd, Pro dosazeni vétsi Ano

s jednoduchou fixaci, umoznujici ndklon
minimalné +40° a -40°.

pruchodnosti vzork( a
tomografii.




1.18. | Soucasti dodavky musi byt 2 experimentalini cely, Moznost sledovat Ano
kompatibilni s Urovni vakua ve vzorkové komore chovani a strukturu
mikroskopu, uréené pro pozorovani vzork( kapalin | vzork( v nativnim
a past pfi pokojové teploté. stavu bez jejich

pfedchozi Upravy.

1.19. | Soucasti dodavky musi byt drzak jednoho vzorku Pro zobrazeni a Ano, Gatan 626
pro kryogenni aplikace, véetné transferu vzorku, analyzu tepelné
s moznosti jednoosého naklonu, chlazeny nestabilnich vzorkd,
kapalnym dusikem (pro teploty <- 170°C), véetné pfedem pfipravenych
moznosti regulace teploty vzorku od minimalni ve formé tenkych fezd
dosazitelné teploty do teploty okoli TEM, a dale kryogennim
nezbytného pfislusenstvi, kontrolni elektroniky, ultramikrotomem.

Dewarovy nadoby s provozni kapacitou na min.
3,5 hod a propojovacich vedeni

1.20. | Mikroskop musi umoZniovat automatickou korekci | Pro pouzitiu Ano
driftu. nestabilnich vzorkd.

1.21. | Mikroskop musi umoziiovat automatické Pro jednoduchost Ano
nastaveni roviny ostrosti vzorku. obsluhy a vétsi

prachodnost vzorkd.

1.22. | Mikroskop musi umozfiovat automatizované Pro zobrazeni Ano
ozareni citlivych vzorkl pred viastnim nestabilnich vzorkd,
pozorovanim. kdy nepostacuji

klasické korekce driftu.

1.23. | Vakuum ve vzorkové komore musi byt vytvareno Pistroj musi byt Ano
pomoci turbomolekularni vyvévy s éerpaci pfipraven na rozsireni
rychlosti minimalné 3001/min. o kryogenni drzak, kde

je nutné tzv. suché
vakuum (bez rizika
kontaminace olejovymi
parami)

1.24. | Mérka tlaku musi pracovat v celém rozsahu Pro zajisténi Ano
pocinaje atmosférickym tlakem. maximalniho prehledu

o podminkach vakua
v mikroskopu.

1.25. | Mikroskop musi umoziiovat provadéni 3D Pro identifikaci Ano
tomografie véetné k tomu uréeného originalniho nanodastic a
software s minimalné jednim rekonstrukénim nanostruktur v objemu
algoritmem. vzorku.

1.26. | Veskeré funkce mikroskopu a kamer (pfehledové i | Pro zajisténi Ano
hlavni) musi byt pIné integrovany v jednom jednoduchosti obsluhy
ovladacim software mikroskopu na jedné hlavni mikroskopu samého,

PC pracovni stanici (kromé korelaéniho software véetné zajisténi

mezi TEM a fluorescencnim (svételnym) zpracovani

mikroskopem a EDX detektoru, pracujiciho na korelovanych obraz(

samostatném PC, pfipojeném také k mikroskopu) | TEM a fluorescenéniho
mikroskopu)

1.27. | Software musi umoznovat ulozeni minimalné 100 | Pro uloZeni mist zdjmu | Ano
poloh pro navigaci na vzorku. pfi primarnim

‘ e prohlédnuti vzorku.

1.28. | Mikroskop musi umoZzfovat pouZiti softwaru Pro zajisténi budouciho | Ano

SerialEM. , rozsiteni o pokrocilé
funkce elektronové
tomografie a kryogenni
mikroskopie.

1.29. | Software musi umoziiovat automatické znaceni Pro dosazeni Ano

prohlédnutych pozic na obrazku nahledu vzorku.

maximalni Uspory casu
pfi prohleddvani
vzorku.




1.30. | Software musi obsahovat algoritmus Pro dosazeni Ano
automatického vyhledavani kruhovych maximalni uspory ¢asu
nanoobjektd (vir(l) na zaznamenaném obraze. pfi prohledavani

vzorku.

1.31. | Na primarnim okné softwaru musi byt neustale Pro usporu ¢asu pfi Ano
zobrazovana aktualni hodnota vakua a dévka zajisténi prehledu o
elektrond na vzorek. téchto parametrech a

uzivatelského
komfortu.

1.32. | Software musi umoznovat vyvolani plvodnich Pro maximalni Gsporu Ano
podminek z jiz ulozeného obrazku a automatickou | Casu pfi prohledavani
navigaci na danou pozici. vzorku a nasledném

detailnim
prozkoumavani dané
pozice.

1.33. | Software musi umoziovat zobrazovani zivé FFT. Pomaha pfi jemném Ano

ladéni astigmatismu.

1.34. | Software musi umoziovat zakladni méreni na Pro pfesné méreni Ano
Zivém i predem zaznamenaném obraze a to jak na | rozmér( nanodastic.
prehledové tak i na hlavni kamere.

1.35. | Software musi umoziiovat minimalné dvé drovné Software musi Ano
ovladani: jako administrator anebo bézny uzivatel | podporovat prostredi
s omezenymi funkcemi nastaveni mikroskopu. pro vice uzivateld.

1.36. | Soucasti dodavky musi byt software pro korelaéni | Pro pfekryvani obrazu | Ano
elektronovou a svételnou mikroskopii umoznujici z elektronové a
skladani obrazu téchto dvou technik na zZivém svételné mikroskopie
nahledu i predem zaznamenaném obraze. Tento k tucelu vyhledavani
software musi zajistit nastavovani zivého TEM fluorescencéné
obrazu pomoci korelovaného obrazu ze znacenych bod( zajmu
svételného mikroskopu. v elektronovém

mikroskopu, ale i pro
dokumentaci vysledki.

1.37. | EDX — energiové disperzni analyticky detektor: Pro urceni prvkového Ano, Oxford
Soucasti dodavky mikroskopu musi byt EDX sloZeni nanocastic a AZTec X-Maxn 65T
s nasledujicimi minimalnimi parametry: nanoobjektl v objemu

- velikost aktivni plochy krystalu 60 mm? vzorku.
- energiové rozliseni 134 eV ( MnKa)
- detekovatelné prvky od beryllia (Be)
- termoelektrickd technologie chlazeni SDD
(bez pouziti chladiciho kapalného dusiku)
- rychlost nacitani > 1 000 000 cps

1.38. | Soucasti dodavky musi byt oddéleny ovladaci Pro snadné ovladani Ano
panel mikroskopu. vSech zakladnich funkci

mikroskopu.

1.39. | Soucasti dodavky musi byt monitor s uhloptickou Pro zajisténi Ano
minimalné 24“. dostatecné velkého

zobrazeni zivého i
zaznamenaného
obrazu s velkym

" rozlisenim.

1.40. | Soudasti dodavky musi byt recirkulaéni chladici Pro zajisténi uéinného | Ano
systém (voda). chlazeni mikroskopu

pfi provozu.
1.41. | Soucasti dodavky musi byt kompresor vzduchu. Pro zajisténi provozu Ano

pneumatickych
subsystému
mikroskopu.




1.42. | Soucasti dodavky musi byt rotacni vyvéva Pro zajisténi Ano
primarniho vakuového
Cerpdani mikroskopu.
1.43. | Soucasti dodavky musi byt VN transformator (kdyZ | Pro zajisténi Ano
je nutny k provozu mikroskopu). kompatibility
mikroskopu s mistnim
rozvodem elektrického
napajeni
1.44. | Mikroskop musi mit kompaktni rozméry Pro zajisténi pfesunu Ano
s ohledem na omezeny prostor laboratofe a mikroskopu a jeho
transportni trasu z mista sloZeni pfi dodani, jeho instalace ve stavajicich
maximalni vySka musi byt 2000 mm a §itka prostorech uZivatele
nejvétsi ¢asti mikroskopu maximainé 900 mm . bez nutnosti zasadnich
stavebnich Uprav.
2. Fluorescenéni mikroskop:
Pol. | Pozadovana funkce ¢i parametr Oduvodnéni Nabidka
2.1. | Vzpfimeny mikroskop se stabilnim kovovym Jde o metody Ano, Leica Top DM B
masivnim stativem musi umozriovat pozorovéni | poZadované pro
ve svétlém poli a fluorescenci ndaslednou korelaci
obrazu s elektronovym
mikroskopem. Nutnost
vybéru z vice metod pro
rtzné vzorky.
2.2. | Mikroskop musi mit trinokularni tubus Pro pofizovani snimk Ano
s nastavitelnou mezioéni vzdalenosti s délenim pro naslednou korelaci
svétla 100% do okulard, 50%/50% a 100% do s elektronovym
kamery mikroskopem a
maximalni variabilitu pfi
vyhledavani na vzorku
v okuldrech i na kamere.
2.3. | Okuldry musi byt se zvétSenim alespon 10x, oba | Pro zajisténi Ano
s dioptrickou korekci, pro pozorovani's brylemii | dostate¢ného zorného
bez bryli a zornym polem minimalné 25 mm pole pfi vyhledavani bodu
zajmu na vzorku.
2.4. | Mikroskop musi mit kddovany revolver pro min. | Pro snadné Ano
7 objektivd automatizované
nastaveni osvétleni pro
kazdy objektiv.
2.5. Mikrosk&;p musi mit kamerovy port s Pro zajisténi maximalniho | Ano
primeérem min. 19 mm vystupujici vzhiiru ve zorného pole pro
sméru optické osy dosazeni kvalitniho
obrazu pro korelaci.
2.6. | Mikroskop musi mit integrovany barevny LCD Pro zajiSténi nezdvislého | Ano

dotykovy displej

ovladani zakladnich
funkci mikroskopu pfimo
bez nutnosti zasahu do
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ovladaciho software na
fidicim PC.

2.7. | Mikroskop musi mit USB port na téle Pro podporu prostredi Ano
mikroskopu pro uloZeni a vyvolani nastaveni pro | pro vice uzivateld.
jednotlivé uZivatele

2.8. | Mikroskop musi mit manudlini stolek s rozsahem | Pro zajisténi Ano
posunu minimalné 76x 50 mm s keramickym dostate¢ného rozsahu
povrchem a drzakem vzork. pohybu pro vzorky.

2.9. | Soucésti dodavky musi byt sada minimalné Pro dosazeni kvalitniho Ano
semiapochromatickych suchych objektiv(, snimku pro Géely
10/0.3, 20%/0.55, 40x/0.80, 63x/0.9 s korekci na | korelativni mikroskopie.
silu kryciho skla

2.10. | Soucasti dodavky musi byt 100x Pro zobrazovani vzorkd Ano
semiapochromaticky olejovy objektiv s min. NA | v maximalnim zvétieni
1.32 s maximalini kvalitou.

2.11. | Pfepinani mezi vemi kontrastnimi metodami Maximdlni automatizace | Ano
musi byt pomoci stisku jednoho tla&itka, bez a Uspora ¢asu.
nutnosti dalSiho nastaveni

2.12. | Mikroskop musi byt alespori pfipraven pro DlleZitd metoda snimani | Ano
automaticky Nomarskiho kontrast biologickych objektd.
s nastavitelnou vzajemnou polohou
wolastonovych hranoll a s pIné automatickym
vkladanim a vysouvanim viech optickych prvki
do/ z optické cesty.

2.13. | Osvétleni musi byt typu LED se stalou barvou Nezbytna Ano
3200 K pro vSechna zvétseni (doba Zivotnosti standardizovana soué&ast
min. 25 000 hodin) mikroskopu.

2.14. | PIné motorizovany kondenzor musi umo?fiovat Maximalni automatizace | Ano
automatické nastaveni Kdhlerova osvétleni pro a uspora ¢asu.
objektivy v rozsahu alespori 1,25x-100x

2.15. | Mikroskop musi umozZfiovat automatické Maximalni automatizace | Ano
nastaveni a opétovné vyvolani intenzity a Uspora ¢asu.
osvétleni pro vSechna zvét$eni, moznost uloZeni
a vyvolani pro jednotlivé uZivatele

2.16. | Mikroskop musi umozriovat automatické Maximalni automatizace Ano
nastaveni polni a aperturni clony dle pouzitého a Uspora ¢asu.
zvétseni pro objéktivy v rozsahu alespon 1,25x-
100x

2.17. | Mikroskop musi mit motorizovanou polni clonu Maximalni automatizace | Ano

s kruhovym prisvitem pro pozorovéni pres
okuldry a ¢tvercovym prisvitem pro snimani
pomoci kamery.

a uspora Casu.




2.18. | Mikroskop musi mit kédovany a motorizovany Maximalni automatizace | Ano
otocny nosic fluorescenénich filtraénich kostek a uspora ¢asu.
s min. 5 pozicemi
2.19. | Soucésti dodavky musi byt externi fluorescenéni Nezbytna Ano
zdroj s metal-halidovou lampou a vydrzi min. standardizovana soudast
2000 pracovnich hodin, s vykonem min. 120 W, fluorescenéniho
mikroskopu
s dostate¢nym vykonem.
2.20. | Software musi umoZriovat shodny prekryv K ucelu korelativni Ano
jednotlivych fluorescenénich kanalt i obrazu mikroskopie.
svétlého pole bez nutnosti nastavovani
2.21. | Soucdsti mikroskopu musi byt automatickd Maximalni automatizace | Ano
uzavérka transmisniho i fluorescenéniho a Uspora ¢asu.
osvétleni.
2.22. | Mikroskop musi umo?fovat automatické Maximalni automatizace | Ano
opétovné vyvoldni optimalniho nastaveni a uspora ¢asu.
excitacniho osvétleni, a to pro kazdy kandl
zvlast.
2.23. | Mikroskop musi umozZfiovat automatické Maximdini automatizace | Ano
sjednoceni intenzity fluorescence jednotlivych a Uspora ¢asu.
kanall pfi pozorovani s multikandlovymi filtry
2.24. | Soucasti dodavky musi byt fluorescenéni kostky | Vhodné pro pozadované | Ano
s nasledujicimi parametry: A UV, 13, N2.1 aplikace
2.25. | Soucésti dodavky musi byt odpovidajici PC a Nezbytna Ano
monitor. standardizovana soudast
mikroskopu
2.26. | Mikroskop musi byt vybaven barevnou digitalni | Musi umo3fovat barevné | Ano
HD kamerou s rychlym a citlivym snima¢em CCD, | i monochromatické
urcenou pro fluorescenéni snimani, chlazenou snimani pro poZadované
termoelektricky, s nastavitelnou expozici typy vzorku
2.27. | RozliSeni kamery: min. 1920 x 1440 (2,8 MPix), MinimalIni optimalizované | Ano
minimalni velikosti pixelu 4,54 x 4,54 pm rozliSeni pro korelativni
mikroskopii s TEM
2.28. | Volitelny expoziéni &as kamery v rozsahu min.: 4 | Pro optimalni snimani Ano
Msaz200s fluorescenc¢nich signal
\ riizné intenzity a doby
! Zivota
2.29. | Moznost skladani pixel(i na snimaci kamery ( Pro dosazeni vétsi Ano

binning) v mddech alespori: 2x2,4x4,3x3a5
x 5 v barevném i monochromatickém modu

citlivosti pfi
fluorescen¢né zna&enych
ultratenkych fezech
vzork(, dosahovanych
pomoci kryo-

7




ultramikrotomu na
pfipravu vzork(.

2.30. | Minimalini rychlost kamery: 40 fps — 100 fps ( full | OptimaIni rychlost Ano
frame) v barevném i monochromatickém modu | kamery pro fluorescenéni
aplikace.
2.31. | Pfipojeni mikroskopu pomoci rozhrani USB 3.0 Standardizované rozhrani | Ano
pro pfipojeni
2.32. | Soudasti dodavky musi byt kontrolni a akviziéni Nezbytna soucast sestavy | Ano
software mikroskopu se schopnosti mikroskopu pro ¢innost
fluorescencniho snimani obrazu i korelativni celé sestavy pracovisté
mikroskopii s TEM
2.33. | Software musi umozriovat nastaveni kontrastu, Nutné pro optimalizaci Ano
jasu a gama pro kazdy snimek i pfi sejmutého obrazu a
multikanalovém snimani a automatické ukladani | moznost zpétného
snimk( se vSsemi mezikroky uskute¢nénymi ovéreni a opakovani
v procesu snimani na disk pocitace pracovniho postupu
2.34. | Software musi byt pfipraven pro rozsireni Moznost dalSiho rozsifeni | Ano
mikroskopu o dalsi aplikaéni moduly mikroskopu | mikroskopu.
3. Kryogenni ultramikrotom:
Pol. Pozadovana funkce ¢&i parametr Oddvodnéni Nabidka
3.1 Kompletni ultramikrotom optimalizovany pro Vhodny pro pfipravu Ano, Leica ULTRACUT
pripravu ultratenkych fezu za laboratorni i vzork( pro mikroskopii EM UC7
snizené teploty, véetné veskerého pfislusenstvi | TEM i korelativni
k bezproblémovému provozu mikroskopii za
laboratorni i kryogenni
teploty.
3.2. Krajeni vzorku musi byt provadéno automaticky | Pro vytvareni tenkych Ano
pomoci vertikainiho gravitaéniho pohybu vzorku | fezd pro ucely
pro absolutni minimalizaci otfesu. transmisni elektronové i
svételné mikroskopie
s minimalizaci artefaktd
pfi krajeni.
3.3. Ultramikrotom musi mit integrovany Pro minimalizaci otresu Ano
antivibraéni systém. pfi pfipravé nejtencich
fezd.
3.4. Nastaveni kroku posuvu vzorku pfi krdjeni musi | Pro dosazZeni absolutni Ano
byt s pfesnosti minimalné 1nm. ptfesnosti nastavené
. 1 tloustky pfi krajeni.
3.5. Nastaveni rychlosti krajeni musi byt v rozsahu Pro riizné typy Ano
alespori od 0,05 do 100 mm/s. pfipravovanych
materidll v celé skale
prepokladanych aplikaci.
3.6. ZvétSeni stereomikroskopu musi byt v rozsahu Presnd identifikace Ano

minimalné od 10x do 77x, bez nutnosti vymény
objektivu nebo okulard.

oblasti zajmu pfi krajeni.




3.7. Stereomikroskop musi umozriovat ergonomicky | Maximalni ergonomie Ano
naklon tubusu, naklon celého stereomikroskopu | krdjeni ma vliv na kvalitu
je nezadouci. pfipravovanych vzorkd.

3.8. Konstrukce uchyceni stereomikroskopu musi Pfesné nastaveni Ano
umoznovat nastaveni jeho pozice vose Xa Y a podminek pfi krajen;.

Z.

3.9. Integrované osvétleni musi umoZfiovat Pro nastaveni podminek | Ano
osvétleni vzorku z vrchni a spodni pozice osvitu béhem pfipravy

vzorkd.

3.10. | Pohyb noze musi byt pIné motorizovany v ose X | P¥iprava vzorkd rdznych | Ano
a Y vrozsazich minimalné: X 25mm, Y 10mm materidll o riznych

velikostech.

3.11. | Ovladaci jednotka musi mit pfehledny Zakladni funkce musi byt | Ano
minimalné 10“ dotykovy displej a zachované zachovany manudling,
mechanické ovlddaci prvky minimainé pro aby se operator mohl
posuv noZe X a Y, nastaveni tloustky kréjeni, maximalné soustfedit na
nastaveni rychlosti krajeni a Start/Stop tlacitko. | samotné krajeni.

3.12. | Ovladaci jednotka musi umozfiovat uloseni Rychlé vyvolani Ano
minimainé 5 program kréjeni a nastavovani prednastavenych
okna krajeni podminek pro jednotlivé

kroky pfipravy vzorku.

3.13. | Ovladaci jednotka musi umoz?fiovat nastavovani Pro zrychleni a Ano
krajeciho okna. optimalizaci procesu

krajeni.

3.14. | Ovladaci jednotka musi umoZfiovat méfeni Nutnost méfeni velikosti | Ano
pohybu noZe v ose X pro pfesné stanoveni vzorku pro korelativni
velikosti krdjené plochy kviili definovanému mikroskopii pfed
trimovani vzorku pred viastnim krajenim. samotnym pozorovanim

v mikroskopu.

3.15. | Ovladaci jednotka musi umozriovat automatické | Maximalni prichodnost | Ano
trimovani s presné stanovenou hloubkou. a reprodukovatelnost

vysledkd.

3.16. | Ovladaci jednotka musi umozriovat ulozeni MoiZnost pfipravy Ano
riznych nastaveni ultramikrotomu pro rdzné rdznych vzork( vice
typy vzorkd. uZivateli.

3.17. | Kryogenni komora ultramikrotomu mus{ Pouziti kryogennf Ano
umoZriovat jednoduchou instalaci u¥ivatelem. korelativni mikroskopie.

3.18. | Ovladani kryogenni komory musi byt plné Maximalni jednoduchost | Ano
integrované v zékladni ovladaci jednotce ovladani.
ultramikrotomu.

3.19. | Chlazeni a vysoudeni kryogenni komory musi V priibéhu procesu Ano
pracovat pIné automaticky. pfipravy a samotného

pozorovani vzorku musi
tyto funkce probihat
automaticky.

3.20. | Komora musi umozfiovat nezavislé nastaveni Pro rlizné typy Ano
teploty na vzorku, nozi a teplotu plynu pfipravovanych
v komore. materiald je nutno

' optimalizovat podminky
i pfipravy.

3.21. | Rozsah teplot nastaveni musi byt minimainé od | Pro rizné typy vzorka Ano
-15°Cdo optimalizace teploty na
—185°C pfipravu.

3.22. | Komora musi umoZfiovat mokré kryogenni Pro specidini typy vzork( | Ano

krajeni ( wet-sectionning), tedy umoznit
nastaveni teploty noZe na -40°C nebo vy3§i (aby
nedochazelo k zamrzéni kapaliny na nozi) a

je nutné umoznit je
krajet timto postupem.




soucasné teploty na vzorku na — 160°C a nize
(aniz by doslo ke vzniku ndmrazy uvnitf komory)

3.23. | Komora musi mit ionizator elektrického ndboje | Nezbytna soucast pro Ano
v bezprostfednim okoli vzorku s moznosti kryogenni krajeni.
ptepinani polarity.

3.24. | Ovladaniintenzity ionizatoru musi byt plné Maximalni jednoduchost | Ano
integrované v zakladni ovladaci jednotce ovladani.
ultramikrotomu.

3.25. | Komora musi mit uchyceni dvou nozd pod Umoznuje lepsi Ano
uhlem 90° manipulaci se vzorkem.

3.26. | Soudasti dodavky musi byt Dewarova nadoba Nezbytna soucast pro Ano
s dostate¢nym objemem pro celodenni provoz kryogenni krajeni.

(min. 8 hod), bez nutnosti doplriovat kapalny
dusik a/nebo vysouset komoru.

3.27. | Soudasti dodavky musi byt kryogenni pumpa Nezbytna soucdast Ano

dodavky.

3.28. | Soucasti dodavky musi byt nozni pedal pro Nezbytna soucast Ano
spousténi a zastaveni funkce krajeni a ovladani | doddvky.
polarity ionizatoru.

3.29. | Soucasti dodavky musi byt diamantovy n(z se Vhodny pro vzorky Ano
sklonem ostfi 35° a minimalni $itkou 2 mm pro obsahujici nanocastice.
kryogenni fezani.

3.30. | Soucasti dodavky musi byt diamantovy Nezbytna soucdst pro Ano
trimovaci ndz se sklonem feznych hran 45° kryogenni krajeni.

3.31. | Soucasti dodavky musi byt drzdk pro uchyceni Standardni rozmér Ano
vélcovych vzorkd do prdméru minimainé 8 mm | vzorkd.
pro pokojové teploty.

3.32. | Soucasti dodavky musi byt drzak pro uchyceni Standardni rozmér Ano
plochych vzorkd do minimalné 4mm pro vzorka.
pokojové teploty.

3.33. | Soucasti dodavky musi byt antivibraéni stdl Pro minimalizaci otfesu Ano
s integrovanymi opérkami loktl a drzadkem z okoli a maximalini
kryogenni pumpy. ergonomii obsluhy.

3.34. | Antivibracni ¢ast pod ultramikrotomem musi Vyuziti zbylého prostoru | Ano
byt oddélena od pracovni ¢asti stolu. stolu k umisténi

prislusenstvi.
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Pro dodavku tohoto souboru pfistroji je nezbytné, aby jednotlivé pfistroje byly navzajem kompatibilni a byly schopny pinit

svou funkci jako jeden funkcni celek, nejen jednotlivé. Stejné tak je tfeba, aby zaruku za zboZi poskytl jeden subjekt.
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